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1. elektron-anyag kölcsönhatás; a mintából kijövő jelek információtartalma
2. a SEM felépítése és működése

3. képalkotás a SEM-ben, a képalkotás alapfogalmai

4. detektortok a SEM-ben
5. potenciálkontraszt, mágneses anyagok leképezése SEM-mel
6. képfeldolgozás

7. mintakészítés a SEM-hez
8. transzmissziós elektronmikroszkóp felépítése, működési elve
9. a TEM leképezési módjai (diffrakciós, mikroszkópos)

10. transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM, STEM, HREM, AEM módszerek)
11. mintakészítés TEM-hez
12. Röntgensugárzás fajtái, keletkezésük

13. WDS

14. EDS

15. mennyiségi analízis, a (z) függvény

16. pásztázószondás mikroszkópia
17. térelektron- és térion-mikroszkópia

18. diffrakciós módszerek (elektron- és röntgen diffrakció), csatornahatás
19. spektroszkópiai módszerek (AES, SIMS, optikai)
